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confirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.
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» Catalogue des publications de la CEI

(Catalogue en ligne)*

* Bulletin de la CEIl
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Terminologie, s
et littéraux

lecteur consultéra I CEN60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechniqus, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur’le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.
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approved by the |IEC for general use, readers are
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Graphical symbols for diagrams.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAIS POUR LES ANALYSEURS MULTICANAUX
UTILISES COMME ANALYSEURS MULTIECHELLES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ol
sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les

en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie par le Comité d’Et I: Instrumentation nucléaire.

Le texte de la présente norme est issu cupents

Régle des SIX}A& \\ Mort de vote
45(BC)17 \35?BC)183

C essus nne toute information sur le vote ayant abouti

réSente norme:

Vocabulaire Eletrotechnique International (VEI).
e 391/ Détection et mesure par voie électrique des rayonnements ionisants.
ions d’alimentation pour appareils nucléaires a transistors.

étiodes d’essais des amplificateurs et préamplificateurs pour semicteurs pour rayonnements
ionisants.

Analyseurs d’amplitude multicanaux - Types, principales caractéristiques et prescriptions
techniques.

Méthodes d’essai pour les analyseurs d’amplitude multicanaux.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST METHODS FOR MULTICHANNEL ANALYZERS
AS MULTICHANNEL SCALERS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the Nationa Commnittees in that

s€nse.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all Nationa ittees should adept the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will peK Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, beclea ed i g ¢

This standard has been prepared by IEC Technical NYuelear Instrumentation.

The text of this standard is based on Ww'
Six Months’}}k \\ \@orﬁr%ﬁng

45(C0)l CO)183

ting\for the W standard can be found in the Voting Report

Full information on the
indicated in the above table.

et Procedures for Amplifiers and Preamplifiers for Semiconductor Detectors for Ionizing
adiation.

Multichannel Amplitude Analyzers — Types, Main Characteristics and Technical Re-
quirements.

Test Methods for Multichannel Amplitude Analyzers.
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METHODES D’ESSAIS POUR LES ANALYSEURS MULTICANAUX
UTILISES COMME ANALYSEURS MULTIECHELLES

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique aux analyseurs multicanaux (AMC) utilisés comme analyseurs
multiéchelles (AME). Elle n’implique pas I’obligation d’effectuer tous les essais décrits ci-apres.
Elle implique seulement que, si de tels essais sont effectués, il devront étre exécutés conformément
aux modes opératoires indiqués ci-apres.

Cette norme présente les termes spécifiques relatifs aux principales caragtéristiques, et fixe des

méthodes d’essais pour ces caractéristiques.

sera nécessaire.

De plus, pour les termes généraux, on se référera a la Pup
Electrotechnique International (VEI) [Publication 50 de

2. Objet

Lorsque des A
blement pyi
données en i

sance des coO i aible temps de vie. Parmi d’autres applications, on peut citer par
exempl€ I'expérimentat portant sur P’effet Mossbauer.

Les AMC utili§és en mode AME offrent divers modes opératoires pour ce qui concerne la fagon
dont les signaux d’entrée sont connectés a I’analyseur multiéchelles, le contrdle des opérations et
le type méme des opérations.

D’une facon générale, les AMC peuvent fonctionner en AME suivant de nombreux modes pré-
programmés, les plus communs étant:
a) le comptage sur un sous-groupe choisi de canaux, ensuite arrét (balayage unique);
b) le comptage sur un sous-groupe choisi de canaux et répétition automatique sur un nombre de
fois présélectionné (balayage répété un certain nombre de fois).

Enfin, chacun de ces modes opératoires peut €tre exécuté de différentes manicres, telles que:
a) les comptages, pour un sous-groupe de canaux, peuvent étre effectués dans un ordre croissant
ou décroissant du registre d’adresse canal;
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